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Mengenrabatte

Stk. 1-4 €33,00 stlickpreis
Stk. 5+ €31,40 stlickpreis
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Produktdetails

o Kompaktes Design
o Strichplatte mit Skala inklusive
o Aufrechtes Bild

Unser tragbares und kompaktes Messmikroskop kann filr kritische Inspektionen und Messungen verwendet werden. Jedes Mkroskop besitzt einen Fokusring. Uber eine Verstellung der Strichplatte kann die Skala dem internen Bild
Uberlagert und scharf fokussiert werden. Die transparente Basis aus Aknyl steht sicher auf flachen Objekten und lasst Umgebungslicht durch. Zwei Ausschnitte in der transp. Basis (180° versetzt) erlauben eine Beriihrung des
inspizierten Objektes. Die Basis kann zur Betrachtung unregelméaRiger Objekte entfernt werden. Die unterste Makrolinse kann entfernt werden und das Mkroskop kann als 8X Teleskop mit aufrechtem Bild fiir grof3e Entfernungen
verwendet werden. Gepolsterte Aufbewahrungstasche inklusive. Strichplatte: 2,5-0-2,5 mm, 0,05 mm Schritte. Bitte beachten Sie, dass der Fokusring an der abnehmbaren Makrolinse befestigt ist.
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